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URUN TANIMI - FADOS7F1 ARIZA TESPIT & OSILOSKOP

Prot Ar - Ge Endustriyel Proje Tasarim Teknolojik Ar - Ge Ltd. Sti.” nin FADOS7F1 Ariza Tespit
& Osiloskop Cihazi tiim elektronik kartlarin arizalarini tespit etmek icin tasarlanmistir.
FADOS7F1 PC tabanli VI Test Voltaj — Akim Analiz cihazidir. USB kablosuyla bilgisayara (PC)
baglanir ve 5 V calisma enerijisini USB portundan alir. Akim — Gerilim Analizi elektronik kartlara
enerji (power) verilmeden yapilan bir testtir ve elektronik kartlarin sorun giderilmesinde
kullanihir. FADOS7F1 elektronik kart Gzerindeki dokunulan noktaya seri direng Uzerinden akimi
sinirlandiriimis sinlis dalga uygulayarak calisir ve Voltaj — Akim grafigini bilgisayar ekraninda
gosterir. Bu Ozelliklere ek olarak, bilgisayar yaziimi Voltaj — Akim grafigini analiz ederek;
dokunulan noktanin es deder devre semasini ve elektronik komponentlerin degerlerini gosterir

ve bu Ozellikler kullaniclya arizalarn daha kolay bulmasi igin bilgi vermek amaghdir.

Cift Kanal VI test 6zelligini kullanarak; saglam ve arizali (veya sipheli) elektronik kartlari ayni
anda ayni noktalarina dokunarak karsilastirma yapilabilinir ve bu yontemi kullanilarak tolerans
disi anzalar kolaylikla tespit edilir. Tim VI grafikleri yazihm tarafindan 2,5 mV hassasiyetle ve

720 farkh noktanin analizi yapilarak karsilastirilir. Bu nedenle FADOS7F1 ok hassastir.

Hafizali Kayit 6zelligi; bu 6zellik sayesinde saglam elektronik kartin ézellikleri ( VI grafigi, es
deger devre semasi ve elektronik komponentlerin degerleri) bilgisayarin hard diskine kaydedilir
ve bu noktalar referans alinarak arizali veya arizali oldugundan siiphe ettiginiz elektronik
kartlarla hassas, kolay ve hizli bir sekilde karsilagtirma yapabilirsiniz. Ayni zamanda verileri
elektronik kartin fotografi lizerindeki kaydedebilirsiniz. Bu sayede; hafizadan karsilastirma

yaparken; kayith noktayi fotograf izerinde gorebilirsiniz.

Karsilastirma yaparken, yazhm uyumlu ve uyumsuz olan grafiklere farkh sesler vermektedir. Bu
sayede; surekli ekrana bakmadan sadece sese odakli hizli bir sekilde karsilastirma yapilabilinir.
Kullanici elektronik kartlan 3 farkl ayarda ayni anda karsilastirma yapabilir. (Secilen Akim —

Voltaj — Frekans kademelerine gore)

Bu ozelliklere ek olarak FADOS7F1 VI Test Cihazi; Cift Kanalli Osiloskop, Kare Dalga Uretici ve
Analog Voltaj Cikisi olarak ta kullanabilinir. Kare Dalga Sinyal Cikisi ile elektronik karta sinyal

uygulanir ve diger kanallar cikis sinyalleri osiloskop ekraninda goriilebilinir.

Teknisyenler, miihendisler ve elektronik kart tamirini hobi olarak yapanlar; elektronik kartlarin

arizalarini bulmak ve tamir etmek igin VI grafigini etkili ve verimli bir yontem olarak gortrler. VI
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grafiklerini karsilastirma metodu kolaylikla kullaniciya arizali bélgeyi ve komponenti bulma
konusunda bilgi verir. VI grafiklerinde biraz deneyim kazandiktan sonra; FADOS7F1’i
vazgecemeyeceginiz bir elektronik ariza tespit cihazi olarak goreceksiniz. Kullanimi oldukca

basittir ve karsilastirma yapmadan sadece grafiklere bakarak arizalari bulabileceksiniz.

FADOS7F1 kullanarak elektronik kartlar test ettiginiz zaman, elektronik kartlara eneriji
vermeyeniz ve kart lizerinde yliksek voltajli kondansatorleri desarj ediniz. FADOS7F1 cihazi

elektronik karta herhangi bir zarar vermez.

NOT: Kullanma kilavuzunda ekran goriintiileri ingilizce Program’ a aittir.

Kullanim Alanlan

ECU Otomotiv elektronik kartlari, servo - step motor stirliclileri, medikal ve askeri elektronik
cihazlarin kartlan, bilgisayar — laptop ve monitdr devreleri, televizyon — radyo elektronik
kartlarinda, oto elektronigi, tekstil ve diger Gretim makinelerin elektronik kartlari, cep telefonlari

vb. (tim elektronik kartlarda)

Elektronik Komponent Test: Direngler, Kondansatorler, Bobinler, Diyotlar ( Genel amagh
diyotlar, Zener ve Yuksek voltajl diyotlar vs.), Transistorlar (NPN, PNP, JFET, MOSFET vs.),
SCR, Triak, Optokuplér, Entegreler (Dijital, Analog) vs. (tiim elektronik komponentleri test

eder.)
Benzersiz Ozellikleri

Dokunulan noktanin esdeder devresini cizmesi ve malzeme dederlerini gostermesi benzersiz
ozelliklerdir ve baska hicbir {riinde yoktur. Ornek olarak bir kondansatére paralel direng varsa

bunlari paralel olarak devre semasini ve her ikisinin de degerini ayni anda kullaniciya gosterir.



GUVENLIK

1-

2-

Kullanicilar asagidaki kullanim kurallarini uymalidirlar.

Elektronik kartin sasesi izole ve topraklanmis olmalidir. Probun sasesini baglayacaginiz
noktanin bilgisayarinizin toprak baglantisi ile ayni olmasina, potansiyel fark olmamasina
dikkat ediniz. Ozellikle fabrika ortamlarinda bazi kisimlarda topraklama yapilmadan toprak
baglantisi nétre baglandidi icin farkli prizlerdeki toprak noktalari farkli potansiyelde
olabilir. Bu durumda cihazin sasesi ve bilgisayar lzerinden akim akar. Bu akim duslk
olursa grafiklerin gorlintii kalitesini bozar. Yiiksek akim cihaza veya bilgisayara zarar
verebilir. Topraklamadan emin degilseniz saseyi takmadan 6nce 10X kademesinde prob
ucu ile o noktanin potansiyelini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Osiloskop kisminda probun 1X konumu 5 V, 10X konumu £50 volta kadar dlcer.

Yiksek gerilimli devreleri 6lgmeniz tavsiye edilmez.

FADOS7F1 elektronik kartlara enerji vermeden teste der. Testten 6nce; elektronik

kart Gzerindeki ytksek voltajli kondansatorleri desarj etmelisiniz.

Kullanicillar elektronik kartlari tamir konusunda biraz deneyime sahip olmalidir. Test
esnasinda yuksek voltajli, ground’ 1 izole olmayan yerlere dokunmayiniz ve yiksek voltajli
kondansatorleri desarj etmeden test etmeyiniz. EGer elektronik kart tamiri konusunda
deneyiminiz yoksa ylksek voltajdan uzak durunuz, yiiksek voltaj sisteme ve size zarar

verebilir.

Problardan ylksek voltaj verilmesi; problarin seri direnglerine zarar verir ve agik devre
olugsmasina neden olur. Bu durumda; bilgisayarin USB portu zarar gorebilir fakat

bilgisayarin diger parcalari zarar gérmez.



FADOS7F1 PERFORMANSI VE OLCUM TOLERANSLARI

1-

3-

FADOS7F1 Cok fonksiyonlu bir Akim-Gerilim (VI) Test cihazi ve osiloskop olarak
tasarlanmistir. Baslica 0Ozelligi VI Test cihazi olmakla birlikte, bu 6zelligin kullanimi
esnasinda ek 6zellik olarak, bilgisayar yazihmi VI Grafiginin analizini yaparak dokunulan
noktanin esdeder devre semasini ekranda gosterir ve bu semadaki malzemelerin
degerlerini belirli toleranslar icinde gosterir. Esdeder devre semasi ve degerler kullaniciya

bilgi vermek amaclidir. Dogrudan 6lgiim cihazi olarak kullanima uygun degildir.

Esdeder devre semasi cizimi bilgisayar yazihmi tarafindan matematiksel fonksiyon ve
formilleri kullanarak gergeklestigi icin seyrek de olsa hata yapma olasiligi vardir. Bu
olasilik disaridan uygulanan elektromanyetik alanlarin olusturdugu parazitlenme ile daha
fazla arttg gozlenmistir. Yapilan EMC Testlerinde 3V/m ve 80MHz-1GHz aralidinda
kondansatérde %1, Direncte %3, Diyotlarda %1 civarindadir. Bazi hizlh diyotlar baz
frekanslarda dogal salinim yaptiklari igin cihaz tarafinda ‘aktif nokta’ olarak algilanabilir.

VI Grafiginin degisim orani: < % 1.

Malzeme Deger Olciim Toleranslari:
e Direng: %2
e Kondansator: %3
« Diyot Iletim Voltaji: 0,1V
e Direng, Kondansator Paralel: Direng:%4, Kondansator: %5
e Diyot, Direng Seri: %4
e 1 Diyota Paralel Direng: %3
e 2 Diyota Paralel Direng: %10

Not 1: Bu toleranslar direng egrisinin yatay eksene 10 - 80 Derece arasi a¢l yapmas! halinde

gecerlidir. Direng edrisi yatay eksene yakinsa ‘Disik Akim’ kademesi secilir, dikey eksene

yakinsa ‘Orta Akim’ kademesi segilerek hata orani azaltilir.

Not 2: Bu toleranslar kondansatdr elipsinin en/boy orani 1/4 den kiiclik olmamasi halinde

gegerlidir. Bu orantinin daha kiiclikse ince uzun elips olmasi halinde akim kademesi ve/veya

frekans degistirilerek malzemeye uygun kademe secilmelidir.

4-

Osiloskop voltaj 6lciim toleransi: % 0,5.



UROUN VE IiCERIGI
e 1FADOS7F1
e 1 Yazilim CD and Kullanma Kilavuzu (Pdf)
e 2 Osiloskop Prob

e 1 USB Kablosu
e 1 FADOS7F1 El Cantasl.

Yy /

ECTOR & OSCILLOSCOPE

VFADOS7F1 ™" °FFincrionw

¥ MULTI-FUNCTIONAL CIRCUIT BOARD TESTER \
Prot Ar-Ge

Resim 1: FADOS7F1 Set
FADOS7F1 TEKNIiK OZELLIiKLERI

A- ARIZA TESPIT OZELLIGI:

Test Voltaj : 21V, £2V, £6V, £12V, £18V

Test Direng : Duslk 47 KQ, Orta 2,6 KQ, Yiiksek 385 Q

Test Frekans : Cok Dusiik Frekans 12,71 Hz
Duisiik2 Frekans : 5,71 Hz
Duislik1 Frekans :17,13Hz
Test Frekans : 45,68Hz
Yiksek Frekans : 781,2Hz

Kanal Sayisi : 2 (Kanal 1 ve Kanal 2)

Tarama Modu : Manuel ve Otomatik. Otomatik secim adimlar Voltaj,

Akim ve Frekans.
Diger Ozellikler : 1: Esdeder devre semasi.
2: Direng, kondansatdr, diyot 6lgimdi.
3: Datalari kaydetmek ve hafizadan karsilagtirmak.
4: Farkli ayardaki 3 grafigi ayni anda gosterimi.




B- PC OSILOSKOP OZELLIKLERI:

Ornekleme Hizi : 400 K/S
Giris Gerilimi : Prob 1X: £5V Prob 10X: £50 V
Kanal / ADC : 2 Kanal / 12 Bit
Hassasiyet :2,5mv
Goriintii Hizi : 0.02 mS/div...100 mS/div
Anhk Hafiza : 64 Kbyte
C- DIJITAL VE ANALOG GIKIS:
Cikis : Kanal 2
Cikis Voltaji : -5V...+5V (Ayarlanabilir)
Frekans (Dijital) : 0.2KHz den 25KHz
Baglanti : Problar tiim soketlere baglanabilinir. Sari halkali prob

her zaman Kanall, mavi halkali prob her zaman kanal 2 dir. Krokodile probta her
zaman Com dur. USB kablosu bilgisayarla FADOS7F1 arasindaki iletisim icin kullanilir.
Ebatlan : 105mm L x 54mm W x 24mm H

Agirhk : 450 gram tlim aksesuarlariyla birlikte.

Tablo 1: FADOS7F1 Teknik Ozellikleri
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FADOS7F1 ARIZA TESPIT & OSILOSKOP

Resim 2: FADOS7F1

FADOS7F1 7 6nemli 6zellik igerir:
1. Cift Kanal Ariza Tespiti (VI Grafigi)
Saglam ve bozuk karta besleme vermeden birebir karsilastirma.
2. Esdeder Devre Cizimi
Dokundugunuz noktaya bagh olan R, C veya Diyot devre semasi.
3. Direng, Kondansator ve Diyor Deger Tespiti
Dokundugunuz noktadaki malzemelerin degerlerini 6igme &zelligi.
4. Hafizadan Karsilagtirmali Ariza Tespiti
Saglam karti hafiza alip, hafizadan bozuk ile karsilastirma.
5. Cift Kanal Dijital Osiloskop
Ek olarak ihtiyag duydugunuzda osiloskop olarak kullanma imkani.
6. Kare Dalga Cikis Sinyali

1.Kanal osiloskop, 2. Kanal sinyal Uretici olarak kullanilabilinir.

7. Analog Gerilim Cikigl

1. Kanal osiloskop, 2. Kanal hassas analog gerilim gikisi verir.



;f FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE
_—_——

Test

Channel 1-2
| Automatic |
1V
2V

Very Low Fr
_ Low2Frg.

L. Current (47K) |
M. Current (2K8) !

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

[~ Comparison
I~ Capacitor Test
TT.T. FET IGBT

Memory Save - Test

Function 4: Recording
data and comparing
with recorded data

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [—3

=18 x|

Function 2: Equivalent circuit diagram

Function 3: Multicomponent measurement

Referancey Ch1

R o

e CaP ey,

By using functions 2 and 3, components'
values can be measured without dismantling
the components from card easily.

B ) T e

Resim 3: FADOS7F1 Ariza Tespit — VI Test Ekrani

4 FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE

Osciloscope
Osc. Active

Channel 1

Save

i G

—Svnch S US—
Synchronous

Channel 1

[

Up

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT:

-

-1. Channel

|

Probe X1

;

Top Value :3,21V
Low Value : 0,00 V
Point

Frequen. :0,8 KHz

. Channel

Probe X1

L

Top Value : 0,00V
Low Value : 0,00 V

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Point

Frequen.

Function 5: Double
Channel Oscilloscope

Function 6: Square wave Generator

Function 7: Analogue Voltage Output

)

- Analog dﬁb‘t\f(Channel 2 —
Active

& Signal

Frequence : 800 ﬂ

Voltage mV:| 3200 ﬁ

Jd ora

Design-

rounded. ADVICE: Use Probe is10X position

Resim 4: FADOS7F1 Osiloskop — Analog Cikis Ekrani
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YUKLEME

1- FADOS7F1'i USB araciligiyla bilgisayara baglayiniz. CD icindeki stirlicliyl yikleyin.

2- FADOS7F1 SETUP. exe' ye tiklayin ve program ytukleyin.

3- FADOS7F1. exe’ yi calistirin.

SURUCU YUKLEME

1- FADOS7F1’ I PC ye baglayiniz. Windows XP “Yeni Donanim Bulundu’ uyarisiyla siiriiciiyii

direk yikleyebilirsiniz. CD" yi CD Rom’ a takin ve surticlyu ylkleyin.

2- Windows Vista ve Windows 7 * de Aygin Yoneticisini aginiz.

Masalistiindeki Bilgisayarim simgesini sag tiklayiniz, Yonet sekmesinden Aygit
Yoneticisine tiklayiniz.

Veya

Baslata tiklayiniz.

Denetim Masasina tiklayiniz.

Denetim Masasindaki Sistem Iconuna tiklayiniz ve Donanim Iconuna tiklayiniz.

Donanim’ da Aygit Yoneticisine tiklayiniz.

3- "Prot Ar-Ge FADOS7F1 Ariza Tespit” yazisini Evrensel Seri Veri Yolu Ydneticisinde

bulunuz ve sag tiklayiniz, sonra Siiriicliy Glincellestir seginiz.

4- En iyi sUrlclyd arayl seginiz ve gbz attan CD igindeki FADOS7F1 Sirlcl dosyasini

bulunuz.

5- Tamam’ a tiklayiniz ve strlictya yikleyiniz.

Not: Her Uriinin kalibrasyon ayarlari farkli oldugu igin liitfen FADOS7F1 program CD sini
kaybetmeyiniz.

TEST PROBLARINI BAGLAMAK

Problar tiim soketlere baglanabilinir. Kirmizi halkali prob her zaman Kanall, mavi halkal prob

her zaman kanal 2 dir. Problardaki krokodiller *COM” olarak kullanilir. USB kablosu bilgisayarla
FADOS7F1 arasindaki iletisim igin kullanilir.
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GENEL KULLANIM BILGILERI

1. Uriin Osiloskop — Analog Cikis ekraninda acilir ve Test — Ariza Tespit butonundan Ariza

Tespit ekranina giris yapilir.

2. Test — Ariza Tespit ekraninda acgik devrede grafik tam ortada ve yatay konumdadir.
Direng Akim — Voltaj Grafigi (VI), direncin dederine gbre acl yapar, kondansatorlerde

elips ve daire seklindedir, kisa devrede ise dikey konumdadir.

3. Orta akim modunda, direng degeri yiiksek olan kisimlarda VI grafigi yatay eksene
yakinsa diistik akima gegerek yiiksek dedere sahip direncleri daha net gorebilirsiniz. VI
grafigi dikey eksene fazla yakinsa direng degeri disiik oldugu anlamina gelir ve yliksek

akim moduna gegerseniz dederleri daha net okuyabilirsiniz.

4. Kondansatorleri genelde yiiksek frekans modunda test ediniz. Kondansator degeri
disikse distik akimda, degeri biiylikse yliksek akimda test ediniz. Kondansator dederi
ylksek akimda ve dikey eksende ince bir elips seklindeyse frekans modundan frekansi

disirerek degerini daha net gorebilirsiniz.

5. Saglam bir entegre ayadi (besleme ve toprak haric) genellikle cift ters diyot seklindedir.
Buna bagh direng veya kondansatorler grafige etki etseler de iki ters diyot gdzlenmelidir.
Bazi entegrelerin gikislarinda bir diyot da g6zlenebilir. Fakat direng seklinde bir goriintt

blyik ihtimal ile entegrenin bozuk oldugu anlamina gelir.

6. Kapasite test 6zellikle elektrolitik kondansatdrlerin kalitesini belirtir. Bu egri ne kadar
yatayda ise kondansator kalitelidir. Kalitesi diisen kondansatoriin egrisi yataya gore agi
yapar. Acl fazlaysa kondansator bozuk demektir. Kart (izerindeyken devre akim ¢ekecegi
icin bu test aldatici olabilir, bunu g6z 6niinde bulundurarak test edin. Eger
sipheleniyorsaniz kondansatorii devreden sokip 6lglin, bu dlgimde 6l¢li aletleri timUni
saglam gosterebilir. Kondansatoriin kalitesi icin bu Grlindeki en iyi 6lglim Kapasite Direng
egrisine bakarak yapilir. Bu 6lgiimii yaparken frekansi ve akimi grafigin dikey ekseninde

daha uzun olacak sekilde fakat ¢ok ince bir grafik olmayacak sekilde ayarlayiniz.

7. Devre lzerinde diyotlarin etkisi ile sekli bozulmus bir kondansator egrisi varsa voltaji

dislrip, diyotlarin etkisinden kurtararak kondansatoriin degerini 6lcebilirisiniz .

8. Ariza tespitinde dnemli olan grafiklerin goriintiisii ve yorumudur. Ilk baslarken

karsilastirma yaparak hatalari bulmaya calisiniz. Kisa bir zaman icerisinde saglam
12



malzeme ile bozuk malzeme grafiklerini kolaylikla ayirt edebilirsiniz. Esdeger devre
semas! ve degerleri size yardimci unsurlardir. Esdeder devre semasindaki degerlere
yodunlasirsaniz hatayl bulmaniz daha fazla zaman alabilir. Gerektiginde malzeme
degerlerinden yararlanin fakat 6lgl aletlerindeki 6lgme mantiginda oldugu gibi sadece
degerlere takilip kalmayiniz. Bu Urliniin degerlendirme mantigi grafiklerin yorumudur.
Bilgisayar programin yaptigi grafigi yorumlayarak es deder devre semasini gikarmasi ve

degerleri gostermesidir.

VI TEST — ARIZA TESPIT EKRANI OZELLIKLERI

V/1 grafikle test yaparken, elektronik karta enerji vermeyiniz. Probun sasesini ve Krokodil

probunu elektronik kartin sasesine baglayiniz ve cihaz tarafindan dokundugunuz noktaya prob

aracigiyla sinyal uygulanir. V/I grafik sinyali ekranda gorinir. Sinyal ayarlanmig voltajda

negatife voltajdan pozitif voltaja kadar tarama yapar ve agik devre ize sinyal ekranin ortasinda

yatay bir sekilde gorulir.

Ariza Tespitinde kullanilacak bitlin kontrol tuslar panelin sol tarafina yerlestirilmistir.

~+tFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE =18 x|

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Test

Channel 1-2

1V
2V

v

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frqg.
Test Frq.

L. Current (47K)
M. Current (2KB)

 H. Current (385)

[~ Comparison
[~ Capacitor Test
VLTI FET I1GBT

Memory Save - Test

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
Referance: Ch1—

Tolerance (%) ,_3

Open Circuit _C Open Circuit

Resim 5: Ariza Tespit — VI Test Ekrani
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Kanal 1 -2

Cok Dosik Frik.

Diasik 2 Fri.
Dk 1 Frk.
Test Fri.

|

D. Akim (47K)
Q. Akim (2KE)

|

[ Karsilastirma
[ Kapasite Test
[ TTT FET IGET

0. Ak, 16

Hafizali Test

Kayit / Test

Devre: SAMPLE DATA
Nokta: R4

Test Noktasi: |_4

[ Oto. Test Pasit|

Tolerans (%) : |_3

Referance: Ch1 —J—
R K

Kanal 1-2: Kanal segimi igin kullanilir. Kanal tusu ile ekranda sadece 1. Kanal, 2. Kanal
veya iki kanali ayni anda gdésterir.

Otomatik: Bu segenek secili oldugunda dokunulan noktanin 6zelligine gore Voltaj,
Frekans ve Akim kademelerinin en uygun dederlerini otomatik olarak belirler. Otomatigi
durdurmak igin otomatige tekrar basin.

Voltaj Kademesi: Voltaj kademesinden £1V, £2 'V, £5V, £10 V kademelerini
mantiel secerek kartta uygulanacak gerilimi belirleriz. Bir testte sadece 1 voltaj
kademesi segilebilir.

Frekans Kademesi: Frekans kademesinde bulunan Cok Distik Frekans, Duslik 2
Frekans, Duslik 1 Frekans, Test Frekans, Yiiksek Frekans kademelerini maniiel segerek
kartta uygulanacak frekansi belirleriz. Bir testte sadece 1 frekans kademesi segilebilir.
Akim Kademesi: Akim kademesinden Distik Akim, Orta Akim, Yiksek Akim
kademelerini maniel secerek kartta uygulanacak akimi belirleriz. Bir testte sadece 1

akim kademesi secilebilir.

Karsilastirma: Bu secenek segili oldugunda kanallarin problariyla saglam ve arizal
kartlarin noktalarini karsilagtirabiliriz.

Kapasite Test: Bu secenek secili oldugunda kondansatérlerin kalitesini ve kapasitesini
gorebiliriz.

TTT FET IGBT: Bu segenek segili oldugunda TTT FET IGBT vb. yar iletkenlerin tipini
belirler.

Kayit Test: Dosya formunu agarak kayit yapar veya kayith dosyayi agar.

Grf: 3 Farkll ayarda (voltaj — frekans — akim) grafik segilerek istenildigi anda hizli gegis
yapilmasi saglanabilir.

1G, 2G, 3G: 1, 2 veya 3 farkli ayardaki grafiklerin ayni anda ekranda goérintilenebilir.

Kayit Test: Dosya formunu agarak kayit yapar veya kayitl dosyay! agar.
Devre: Test edilecek dosyanin adini veya kodunu gdsterir.

Nokta: Test noktasinin adini veya kodunu gdsterir.

€: Onceki test noktasini acar.

->: Sonraki test noktasini acgar.

Test Noktasi: Test noktasinin seri numarasini gosterir.

Oto. Test: Test edilen nokta kayith veriyle ayni veya toleransi igindeyse sonraki

noktaya otomatik olarak gegilir.

Referans: Datalar hafizaya kaydettigimiz zaman; Kanall’ deki

veriler (Referans) hafizaya kaydedilir.
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PASIF BILESENLER R, L, C (DIRENC, BOBIN, KONDANSATOR) VI GRAFIKLERI

Direncg VI Grafigi

Direncgler merkeze gore ve dederlerine gore degdisik agilarda dogru degerler olusturur. Direng

degeri arttikca voltaj/akim egrisinin yatay eksenle yapmis oldugu agi azalir. Resim 6 - 7 - 8

Direnglerin tipik sinyalleri, esdeder devresi ve dederlerini gosterir.

Yiiksek degerli direncler; yatay eksene yakin grafik olustururlar. Bu nedenle; yiiksek degerli

direncleri test ederken Distik Akim Kademesini seciniz. Diislik degerli direnclerde dikey eksene

yakin grafik olustururlar; bu nedenle diisiik degerli direncleri test ederken Yiiksek Akim

Kademesini seginiz.

—+1 FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE =18 x

Test

Channel 1-2

~ [ Automatic |

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

|
I~ Comparison
I~ Capacitor Test

% ™ T.T.T. FET IGBT

=

m Memory Save - Test

=

s I

14

O

=

8 Referance: Ch1—

| = R - 197

w

o

[

=

2

<

w

Tolerance (%) i_3

Resim 6: Direnc VI Grafigi, Es Deder Devre Semasi Ve Deger Olgiimii
(Kanal 1 Kirmizi - Kanal 2 Mavi)

UTPUT

fery Low Frg
Low2Frg
Low 1 Frg
TestFra

PE - ANAL

OSCILLOSCO!

L. Current (47K) |
M. Current (2KB) |

[

Comparison
Capacitor Test
TTT FET 1687

FAULT DETECTOR - VI TESTER

UTPUT
=

COPE - ANALOG OUTPU!

OSCILLOS

[

ti0d b

11 Probe must be at 1X position High-1oltage ca
sty < rt Circult -

FAULT DETECTOR - VI TESTER

Resim 7: Direng VI Grafikleri

Resim 8: Kisa Devre (Kanal 1) ve
Direng VI Grafigi (Kanal 2)

15
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Kondansator ve Bobin VI Grafigi

Enerji depolayabilen elemanlar faz kaydirma araliginda voltaj ve akim akitir. Bu durum ekranda
dairesel ya da eliptik bir sekil olusturur. Resim 9-10" da kondansatérler icin akim / gerilim (VI)
grafigi, es deger devre semasi ve degerlerinin gorintileridir. Kondansator degeri 10 nF * dan
diisik ise Yiiksek Frekans Kademesini seginiz. Diislik degerli kondansatorleri Diisiik Akim
Kademesinde test ediniz. Orta degerli kondansatorlerin VI grafigi daireye yakin elips seklindedir.
Yiiksek degerli kondansatorlerin VI grafigi dikey eksende goriilir. Yiksek degerli

kondansatorleri yiiksek akimda test edin. Kondansator degeri cok yliksekse frekansi diisirtn.

Resim 11’ de demir ihtiva eden transformatériin primer sargisi ile test frekans kademesinin
diisiik ayarlanmasinin direng degerindeki énemli etkisiyle indiiktif elipsin egilmesine sebep

olmustur.
ST

Test

Channel 1 -2

_ VeryLowFrg. |
Low 2 Frg.
Low 1 Frg.

L. Current (47K)

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

M. Current (2K8)

[

I~ Comparison
I~ Capacitor Test
" T.T.T. FET I6BT

Memory Save - Test

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) ,—3

i3 sl FADOSTFL OR AND OSCILLOSCOPE. MEIES

OUTPUT

UTPUT

COPE - ANALOG

PE - ANAL
E ; II
o13

OSCILLOS
OSCILLOSCO!

L. Curvent (47K)
M. Current (2KB)

[
[

Comparison
Capacior Test
TIT FET 1687

FAULT DETECTOR - VI TESTER
FAULT DETECTOR - VI TESTER

lorance (%) [ 3

Resim 10: Kondansator VI Grafigi Resim 11: Bobin VI Grafigi
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KONDANSATOR KALITE - BOZUKLUK KONTROLU KAPASITE TEST VE RC OLCUMU

Kondansatorler icin kalite veya bozukluk kontroll yapilirken, probun aktif ucu kondansatoriin
anot (+) ucuna, probun sase ucu ise kondansatoriin katot (-) ucuna baglandiktan sonra test
ozellikleri menlisinden Kapasite Test tiklanir ve ekranda grafik belirir. Grafik yatay eksene ne
kadar yakinsa kondansator o kadar kalitelidir. Grafik yataya goére fazla aci yapmigsa

kondansatoriin kalitesi azalmistir.

TPUT
2 |

OUTPUT

OPE - ANAL!
I <

OSCOPE - ANALOG

Low 1Frg
TestFrq

OSCILLOSCC
OSCILL!

L. Current (47K)
M. Current (2K8)

[

Comparison
 Capacitor Test
TTT FET 1GBT

Memory Save - Test

FAULT DETECTOR - VI TESTER
FAULT DETECTOR - VI TESTER

Resim 12: Yuksek Kaliteli Kondansator Resim 13: Duslik Kaliteli Kondansator

“LFADOS7F1 _FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE ~=18] x|
e =

Test

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

-
I~ Comparison
I~ Capacitor Test
5 ™ TT.T.FET IGBT
[ =
8 Memory Save - Test
=
s
14
(o]
(=4
- Referance: Ch1—
m
(a) C:103nF
-
A
=
<
w

Tolerance (%) |_3-

Resim 14: Kondansator ve RC VI Grafigi

Resim 14’ ten de goriildigi gibi kondansator VI grafikleri eksenlerle agi yapmaz. Direng ve

kondansatorlerden olusan RC devrelerin akim-gerilim grafigi eksenlere acl yapar.

17



YARI ILETKENLER
Diyot, Zener Diyot VI Grafigi

Siregelen egilimlere gore diyot diisiik direng gosterir ve voltaj yaklasik 0.4V — 0.6V'a dliser. Bu

neredeyse Y eksenine yakin bir dikey cizgi seklinde sinyal Uretir.

Bir zener diyot; zener voltajindan disik voltajda siradan diyotla ayni sinyali gosterir. Ters egilim
zener voltajini asarsa disuk direng sinyali gértintilenir. Resim 16" da zener diyotun sinyalini

gosterir.

Eger diyot ve direng seri olarak baglanmissa, iletimden sonar, grafik dikey eksene dogru aci

Low 1 Frg. |

L. Current (47K)
M. Current (2KE)

 H.Current (385)

yapar.
=181 x]
Test
= Channel 1-2
> |
| Co—— |
=) {
o 1V | Ch.2) D1 and R1
- G | |
Z  E— 1" —
b |
: Very Low Frq. )
i Low 2 Fra. |
O .\
O
»
(@]
1
=
O
(73]
o

=
[~ Comparison
[~ Capacitor Test

14 " T.T.T. FET IGBT

w

}—

& Memory Save - Test

|_

s

14

(o]

'_

8 Referance: Ch1—
=

w

(]

7 D1: 045V

=)

<t

w

Tolerance (%) [—3

Resim 15: Diyot ve Seri Diyot - Direng VI Grafigi, Es Deger Devre Semasi
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~+t FADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE =181 x|

Test

Channel 1 -2
| Auomatic
1V
2V
[ ]
[ —
Very Low Frg
Low 2 Frg.
Low 1 Frg.

Test Frq.

A rrg. (9-
L. Current (47K) |
M. Current (2KB)

[~ Comparison

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

|

[

I~ Capacitor Test
T e

Memory Save - Test

|

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor
Referance: Ch1

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (% 3
(%) ,_ Open Circuit

Resim 16: Zener Diyot VI Grafigi, Es Deder Devre Semasi

Transistor — Triac — Thyristor — FET - IGBT VI Grafigi

Transistor iki yari iletken baglantisi (birlesimi) igerir. Bunlar arka arkayadir (Biri base ve kollektor
arasinda digeri base ve emitor arasindadir.) Problardan biri tetikleme sinyalini, digeri de iletime
gecmeyi gosterir. Iletime gecme gerceklesirse ve test ézellikleri menisiinden T.T.T FET IGTB
secenegini tiklayarak transistoriin tipini N tip veya P tip transistor oldugunu tespit eder. Resim
17’ de NPN transistoru icin tipik sinyalleri gosterir. (Kolektor ve emitérin N tip, base’ in P tip
malzemeden oldugu) Kesim bolgesinde sizdirma olmamasi (tam yatayda olmasi) malzemenin

saglamhigini destekler.

FET ler yariiletken malzemeden iceren bir kanal ve bunun tam tersi 6zellik gosteren bir
yariiletken malzemeden yapilmis bir bélgeden (gate) olusur. Gate, diyodu kanalin her iki
ucundaki baglantisi ile bicimlendirir (source ve drain) ve bu diyotlarla test edilebilir. 3 bacakl
aktif elemanlarin testinde her iki prob da kullanilir. Problardan biri tetikleme sinyalini, digeri de
iletime gecmeyi gosterir. Iletime gecme gergeklesirse ve test ézellikleri mentisiinden T.T.T FET

IGTB secenegini tiklayarak FET — MOSFET" in tipini N tip veya P tip FET oldugunu tespit eder.
19



Triac, Thyristor ve IGBT lerde ayni ydntemle test edilir.

—+tFADOS7F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE

18]

Test
Channel 1-2 & GrA

Both of two probes are used to
1V test 3-Pin active components.
2V Probe chassis is connected to
transistor emiter. Probes' pins
are connected to base and

collector.

VeryLowFrg.

Low 2 Frqg.
Low 1 Frg.

(5-10V) .
L. Current (47K) Point of transmitter
M. Current (2KB)

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT
=
|2

[

[~ Comparison
[~ Capacitor Test
V| T.T.T. FET IGBT ———

Memory Save - Test

Referance:

NPN Transistor

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [—3

NPN (C)

Resim 17: Transistor VI Grafigi

Tt FADOSIVL FAULY DE TR TOR A

- Channel 1-2 ‘
=)
18
o}
(V)
e}
2 Lsv
< {
z I |1 "/—
Z ¥y |
__ VerylowFrg. |
13;1 Low 2 Frq
8 Low1Frg. |
0
@)
ol | 5
=
@ _L Current (47K) |
o M. Current (2KB) ‘
Comparison
[~ Capacitor Test

v TTT FET IGBT

Memory Save - Test

be emplied by using a resistor

Referance:

FAULT DETECTOR -VITESTER

Tolerance (%) [_3 FETN (D
FET (D)

Resim 18: FET VI Grafigi
20



MOSFET’ ler alan etkili transistorlerdir. Gate - drain ve gate - source testleri genellikle bir acik
devre isareti olusturur. Bununla beraber, Bazi MOSFET ler gate ve source arasinda bir koruyucu
diyoda sahiptir. Bu gibi durumlarda gate - source isareti bir Zener diyodunki gibi olur. FET gibi,
source - drain iletimi gate - source gerilimi ile kontrol edilir. Bununla beraber, MOSFET" ler bu

islemi, iletim gate - source baglantisinin sirasiyla normal ve ters polarizasyonuyla kontrol edilir.

ENTEGRELI DEVRELER (ICs — SMD ENTEGRELER) TESTI

Blitlin entegreler problar yardimiyla pinlerinden test edilebilmektedir. Entegreler test
edildiklerinde ekran sinyalleri zener diyot, ¢ift ters diyot ve diyotlarinkine benzemektedir.
Bunlara bagli kondansatorler veya direncler olabilir. Entegre pininde cift ters diyot varsa
entegrenin o pini saglam saglam denilebilir.

Entegreler test edilirken probun Ground ucunu devrenin ortak sasesine veya entegrenin Ground
ucuna deddiriniz. Probun ucuyla entegre pinlerine dokunun. Entegrenin besleme pininde RC

devresi gorullr, groun pininde ise Kisa devre gorulur.

Not: Baz entegrelerde imalatgi farklari vardir bu ylizden devre igindeki sinyalleri icin garanti
verilemez Ureticilerin liretim sekilleri benzer olsa da Uretim islemleri degisebilmektedir.
Karsilastirma yapmak igin ayni imalatginin entegrelerini kullanin farkli imalatgilarin entegreleri
farkli sinyal gorintileri olusturabilir. Sinyal sekillerini bilgisayara kaydetmeniz kolaylk

saglayacaktir.
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Test

Channel 1 -2

v Automatic

OSCILLOSCOPE - ANALOG OUTPUT

[~ Capacitor Tes!

% [~ TI.T.FET IGBT

[=

8 ~Memory Save - Test

'_

s .

14

(o]

'_

8 Referance: Ch1

= |

w

a R1

5 D1:03V Q 027N

E D 5V D1 \/
Tolerance (%) ,_3

Resim 19: Saglam Entegre Pini VI Grafigi— 2 Entegrenin Karsilastiriimasi

ELEKTRONIK DEVRE HAFIZAYA KAYIT VE HAFIZADAN KARSILASTIRMA

FADOS7F1 Ariza Tespit Cihazi ve PC Osiloskobun 6zelliklerinden bir tanesi de elektronik
devrelerin noktalarini bilgisayara kayit edebilmesidir. Kayit 6zelliginin kapasitesi bilgisayarin hard
diskinin kapasitesine baghdir.

FADOS7F1’ in test 6zellikleri mentsiinden Kayit Test segenedine tiklayarak Kayit Mendisi agilir.
Devrenin adi veya kodu yazilarak yeni klasor acilir. Kaydedilecek noktanin (datanin) adi “Yeni
Kayit” a yazilir, Kanal 1 probuyla kayit edilecek noktaya dokunulur ve kaydet tusuna basilarak
sirayla kayit yapilir. Eger “Yeni Kayit” a datanin adi yazilmazsa, yazilim otomatik olarak sirasiyla
NOO1, NOO2 vs. seklinde kaydeder. Bir kayit klaséru icine maksimum 999 veri kaydedilebilinir.
Eder “Say! Ekle” secilirse, yazihm otomatik olarak veriye sayi ekler ve “Arttir” secenegi segilmisse

yazilm otomatik olarak sayilari arttirir.

FADOS7F1’ in test 6zellikleri menisiinden Kayit Test secenedine tiklayarak Kayit Mendisi agilir.
Acmak istedigimiz devrenin kayitli verisi secilir ve Kayit A¢ butonuna tiklanarak kayit agilir. Kayit
acildiginda kayitli veri Kanal 1’ de gorintiilenir. Kanal 2 probuyla test devresine dokunulur. ‘Oto.

Test” tiklanilirsa uyumlu olan verilerden sonraki veriler otomatik agilir. *Oto. Test” butonuna
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tiklanilmazsa sonraki verilere ‘Sonraki Nokta" butonuna tiklanilarak gecilir. Uyumlu ve uyumsuz
noktalar ayri ses ikazi ile uyar verir. Bu dzellik sayesinde ekrana bakmadan hizli bir sekilde test

yapmak mumkuanddr.

Not: Elektronik devrelerin test noktalarini sadece Kanal 1 ile kayit edebiliriz. Kayit Menisuni
kullanarak kaydedilmis test noktalarini Kanal 1’ e referans olarak acip, Kanal 2’ den arizal

devrenin noktalariyla karsilastirma testi yapabiliriz.

Yeni Klasor Ekle: Yeni bir devre igin verilen ad ile
¥eni Klasor:
De = bilgisayar hard diskine bir klasér acar.

30 |
{3 Program Files 1 Amm!
A : Yeni Kayit: Kayit edilecek verinin adi yazilir, eger
2. Adim [Rigsirm Viiklel bog birakilirsa yazilim otomatik olarak “N001, N0O02”

Yeni Kayt: numaralarini dosyaya ekler.

Resim Yiikle: Devrenin resmini yikler.

| Sayi Ekle: Test noktalarina otomatik olarak sayi

Sayi
I Ekle [ Arttir | 1 ekler.

R Tol.: Kaydet Arttir: Sayilari otomatik olarak arttirir.
Hgg;—g:;g%g:{ |3 Deijistir Kaydet: Belirtilen ad ile test noktasinin degerlerini

MO03_gingd.dat .
NO04_ girisS. dat Kawit Ag: belirtilen dosyaya kaydeder.

MO05_qiriz6.dat

i lairi7 Degistir: Kayitli bir test noktasinin verilerini
MOO7_airig8.dat oe 4 .. - . .
NOD_giris3. dat Kayit Ag dedistirmek icin, kayith test noktasi segilir ve degistir
MO09_girig10.dat ..
NOT0girig11. dat tusuna basilarak kayith test noktasinin verisini
MO11_airiz12. dat
M Z_ginig13.dat

degistirir.
N1 giig 14, dat  KaptSil 95

Kayit Ac: Isaretli test noktasinin verilerini Kanal 1’ e

referans olarak acar.

Kayit Sil: Isaretli test noktasinin verilerlini

Test Noktalarin Fotografla Kaydedilmesi o _
bilgisayardan siler.

Kaydedilecek karta ait yeni klasor acilir. "Resim Ylikle” tiklanarak; acilan pencereden devrenin
fotografi segilir. Yazihm otomatik olarak fotografin adini “image” olarak degistirir. Ornegin;
Fotografin adi "Resim.jpg” ,ise yazim otomatik olarak adini “image.jpg” olarak degistirir ve
dosyaya ekler. Eger klasore fotograf eklemek isterseniz, fotografin adini “image.jpg”
yapmalisiniz. Yazilim sadece “image.jpg” adli dosyalari kontrol eder. Eger “image.jpg” olarak
yazmamissaniz bu 6zellik calismaz. Resim yikledikten sonra; VI test ekraninin sag alt késesinde
devrenin fotografi agilir. Fotograf (izerindeki yesil renkli butonlar “+”,”-" zum igindir. Fotograf
Uzerindeki kaydedeceginiz noktayi seciniz, daha sonra Kanal 1 probuyla kart Gzerindeki noktaya
dokunun ve “Kaydet” tusuna basiniz. Bu 6zellik sayesinde hafizadan karsilastirma yaptiginizda;

kayith noktanin kart tizerindeki yerini gérebileceksiniz.
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I = | G|

Jx

Test:
= Channel 1 -2
o
B v Automatic
=),
O
(O]
(@]
=
= | &5 Record
=
i [ v
HIEE =
a || [&es
8 {_Program Files
B || L E3FaD0s7F 10v3
i
=
Q it
& New Point:
© u3-

¥ AddNumber ¥ fng:

NOO3_ULN2003_4.dat 5 [3 L‘

NO04_ULN2003_5.dat

[

NOD5_ULN2003_6 dat Change
NODG_ULN2003_7 dat

NOD7_ULN2003_8 dat Open:
NODS_ULN2003_9 dat

NOD_ULN2003_10.dat Note
NOT0_ULN2003_11.dat 3

NOT1_ULN200312 dat Open

NO12_ULN2003_13 dat
NO13_ULN2003_14.dat
NO14_ULN2003 15 dat
NO15_ULN2003_16.dat
NO16.dat -

Cancel

FAULT DETECTOR - VITESTER

Tolerance (%) [_3

Open Circuit

Resim 20: Fotografli Kayit

ELEKTRONIK DEVRELERDEKI MALZEMELERIN KARSILASTIRMALI TESTI

Bir malzeme devre icinde test edildigi zaman devre igindeki diger elemanlarla paralellikten dolay:
karisik bir sinyal Uretir. FADOS-7F1 elektronik kartlardaki malzemelerin sinyalleri ve es deger
semasini gikararak malzemelerin degerlerini 6lgerek karsilastirma yapar.

Sinyalinin dogru oldugundan emin oldugunuz saglam karti Kanal 1’ e ve stipheli bozuk devreyi
Kanal 2’ ye saselerinden badlayarak test edebilirsiniz. Kartin beslemesinden baslayarak daha

sonra giris ¢ikislardan ve sliphelenilen yerler kontrol edilerek bire bir karsilastirma yapilir.
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Resim 21: Karsilagtirmal Test

Resim 21 ve 22’ deki gibi bu sistemde gok hassas karsilagtirma yapilir ve verilen tolerans
icindeki degerler uyumlu kabul edilir. Fakat kiiclik farklarda arizali olup olmadigini belirlemek

kullanicin tecriibesine kalmaktadir.
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Resim 22: Karsilagtirmal Test

Resim 22'de dikkat edilmesi gereken énemli bir fark, test devresinde bir direng degerlerinin

farklilgidir. Ters diyotlar entegrelerden kaynaklaniyor.
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Resim 23: Karsilagstirmal Test

Entegrelerde genellikle cift ters diyot olur. Bunlara baglh kondansatorler veya direncler olabilir.
Entegre pininde cift ters diyot varsa entegrenin o pini saglam denilebilir. Ozellikle

karsilastirmada tam uyum varsa bu nokta saglamdir.
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Resim 24: Karsilastirmali Test — Entegre Hatasi

Bir entegre pini tahrip oldugunda ters diyotlar bozularak direng, acik devre veya kisa devre

olabilir.
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Resim 25: Karsilastirmali Test — Entegre Hatasi
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Resim 26: Karsilagstirmal Test
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Resim 28: Karsilagtirmal Test
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3G - 3 FARKLI AYARDAKI GRAFiK GOSTERIMI

1G butonuna basarak ariza tespit ekraninda 2G yani 2 grafik, 3G yani 3 grafigi ayni anda farkli

voltaj, frekans, akim kademelerini secerek goriintlileyebilirsiniz.
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Resim 29: 3G Grafik Ekrani
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Resim 30: 3G Grafik Ekrani
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OSILOSKOP — PROGRAM OZELLIKLERI
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Resim 31: Osiloskop Ekrani
Osiloskop Osiloskop / Hafiza: Osiloskop butonu, osiloskobu aktif yapar veya o anki
Kanal 1.2 gorlintlyl durdurur ve gérintlyd; kayit butonunu kullanarak hafizaya kaydeder.
Kanal: Sirayla kanal 1, kanal 2 ve her iki kanal segilir.
_ Sinyal Yakala / Maniiel / Otomatik: Manuel ayan secildiginde belirtilen Alt Sinir
Kayt (mV) ve Ust Sinir (mV) degerlerinde sinyal yakalar. Otomatik oldugunda sinyal
kesildigi anda son sinyali yakalar.
Kanal 1

Cikan Kenar

Prob X1

Ust Deger : 547 ¥
Alt Deger : 547 V
Kursir

Frekans

IEET

. Kare

Frekans 1000ﬂ

Gerilim m¥ :| 1000 ﬂ

Kayit: Osiloskop verilerini kaydeder veya kayitli veriyi acar.

Senkron Kanal: Baslangig senkronunun hangi kanaldan olacagini belirler.
Gikan Kenar / inen Kenar: Senkronu cikan veya inen kenarda baglatir.
Prob X1: Probun X1 veya X10 katsayisina gore gerilim degerini ayarlar.

Ust ve Alt Degerler: Goriintiilenen kismindaki en bilyiik ve en kiigiik degerdir.
Kursor: Hafiza konumunda imlecin dikey hizasindaki gerilim degerini gosterir.
Frekans: Gelen isaretin frekansini algilayabilirse frekansi gosterir.

Aktif / Pasif: Butona tiklandiginda Kanal 2’ den kare dalga veya analog gikis
Uretir.

Kare / DAC: Kare dalga veya analog gerilim olarak segim yapilir.

Frekans: Kare dalga sinyal gikisinin frekansi belirlenir.

Gerilim mV: Kare dalga veya analog ¢ikisin gerilimi belirlenir.
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Gerilim Gériintii Hassasiyeti: Gerilim gériintii hassasiyetini ayarlar. Uriinden alinan veri
hassasiyeti dedismez. Bir defa veya siirekli basilir. Rakamlar gerilim dederini gosterir.
Rakamlara gift tiklanirsa o kanalin ‘0 V' referansi tiklanan noktadan baglar.

Sifir Ayari: Goriinttiniin ‘0 V' noktasinin yerini asadi veya yukari kaydirir. Rakamlar gerilim
degerini gosterir. Rakamlara cift tiklanirsa o kanalin ‘0 V' referansi tiklanan noktadan baslar.

Baslangig Ayari: ‘Hafiza’ konumundayken verinin goriintiilendigi kisminin baslangic
noktasini ayarlar.

-5 000

-4.000

‘ 4D |

-5.000

Hiz Ayari: Zaman / Bolim ayaridir. Ingilizce Time / Division olarak bilinir. Yatay eksende
(zaman ekseni) her kare basina diisen zamani ayarlar.

DIKKAT EDILMESI GEREKEN KONULAR - TAVSIYELER
1. Ariza tespitinde problar 1X konumunda olmaldir.

2. Ariza tespitinde asil olan grafiklerin Ust Uste cakismasidir. Alttaki devre semasi ve
degerleri yardimci unsurlardir. Devre semasindaki degerler 6lgim amach degil, kiyaslama
amacghdir. Kart (zerindeki diger malzemelerden etkilenip, yanlis gdsterme olasiligi

mevcuttur.

3. Ariza tespitinin genelde orta akim seviyesinde test edin. Ihtiyac oldugunda (Yiiksek

degerli direng veya diisiik degerli kondansatorde) disiik akim seviyesine geginiz.

4. Osiloskop kisminda probun 1X konumu 5V, 10X konumu 50 volta kadar Olcer. Yiksek

gerilimli devreleri 6lgmeniz tavsiye edilmez.

5. Her Grlnin kalibrasyon ayarlari farklidir, kalibrasyon dosyasi CD iginde ve program

kurdugunuz klasér de bulabilirsiniz. Liitfen Program CD sini kaybetmeyiniz.

NOT: Kullanma kilavuzunda ekran goriintiileri ingilizce Program’ a ve FADOS7F1

10V modeline aittir.
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GARANTI KAPSAMI VE SARTLARI
1. Garanti siresi, Urlin teslim tarihinden itibaren bagslar ve 1 yildir.
2. Uriin tamir siiresi 7 is giiniddir.

3. Uriin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilimasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir. Problardan cihaza belirtilen voltaj degerlerinden daha
yliksek gerilim uygulanmasi halinde cihazin icindeki problara bagl seri direncler yanar. Bu
direnclerin yanmasi, yiksek voltajli kondansatorlerin bosaltiimadigi vb kullanim hatasini

belirtir. Bu durum garanti kapsaminin digindadir.

4. Cihaz aliminyum kutunun icindedir ve bu sayede elektronik kart fiziksel zarar gérmez.

Kutunun ve elektronik kartin kirlmasi, 1slanmasi vb. Hususlar garanti kapsami digindadir.

5. Kullanima baglh olarak prob kablolari zarar gorebilir, prob arizalari garanti kapsami
disindadir.

6. Cihaz arizalanirsa Prot Ar-Ge sirketine gonderiniz.
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